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1. Struktura elektronowa i typy wiązań. 
2. Klasy krystalograficzne i defekty sieci

3. Podstawowe wiadomości z materiałoznawstwa:

3. 1. Metale i stopy na przykładzie stali węglowych

3. 2. Materiały ceramiczne, polimery, szkła i inne materiały amorficzne

4. Wybrane metody badań struktury krystalograficznej – rentgenografia, mikroskopia elektronowa, neutronografia, dyfrakcja powolnych elektronów.

5. Wybrane metody analizy chemicznej – spektroskopia Augera, spektroskopia fotoelektronów, struktura subtelna widm rentgenowskich. 

6. Metody defektoskopii – anihilacja pozytonów.   
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